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-Preparazione di nanomateriali come materiali elettrodici :
- nanoparticelle supportate
- complessi organometallici e/o metallo-polimero
- nanomateriali via CVD



TECNICHE ELETTROANALITICHE PER
LO STUDIO DI SPECIE IONICHE
SUPPORTATE



Le proprieta catalitiche di catalizzatori a base di rame supportato su ossidi
inorganici dipendono fortemente dalla natura del supporto utilizzato e dalle
caratteristiche morfologiche ed elettroniche delle particelle di rame

supportate.

= L’utilizzo di tecniche di caratterizzazione tradizionali non
permette sempre di avere informazioni chiare in tal senso.

» La voltammetria di microparticelle fornisce informazioni che
consento di avere una chiara visione sia sulla natura delle
particelle supportate che sulle caratteristiche del supporto.



Elettrodi modificati con strati sottili:

Deposizione di un primo strato sottile di zeolite, previa dispersione in
acqua, e, dopo un’‘ora a temperatura ambiente, un secondo strato
costituito da una soluzione di Nafion al 5%.

n Stabilita meccanica
3 Nessun problema diffusionale
3 Voltammogrammi esenti da rumori di fondo

= Velocita di scansione: 5 mV/s



-Preparazione di nanomateriali come materiali elettrodici :
- nanoparticelle supportate
- complessi organometallici e/o metallo-polimero
- nanomateriali via CVD
-Approccio duale :
- nanomateriali come fasi attive per il sensore
- sensori elettrochimici per la caratterizzazione della
fase metallica supportata



Influenza del catalizzatore supportato di rame sul profilo voltammetrico
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Applicazioni della tecnica ad altri Supporti
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-Preparazione di nanomateriali come materiali elettrodici :

- nanoparticelle supportate

- complessi organometallici e/o metallo-polimero

- nanomateriali via CVD

-Approccio duale :
- nanomateriali come fasi attive per il sensore
- sensori elettrochimici per la caratterizzazione della
fase metallica supportata

-Sviluppo hardware e software di strumentazioni
elettroanalitiche dedicate ai sensori elettrochimici
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-Preparazione di nanomateriali come materiali elettrodici :

- nanoparticelle supportate

- complessi organometallici e/o metallo-polimero

- nanomateriali via CVD

-Approccio duale :
- nanomateriali come fasi attive per il sensore
- sensori elettrochimici per la caratterizzazione della
fase metallica supportata

-Sviluppo hardware e software di strumentazioni
elettroanalitiche dedicate ai sensori elettrochimici

-Approccio chemiometrico :
- experimental design
-elaborazione multivariata dei dati

-Integrazione tra elettroanalisi e spettroscopie analitiche :
- ICP-MS e LA-ICP-MS



Schema del dispositivo LA-ICP-MS
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